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using  the  original  client  requested  scan  mode.  This  requires  the 
scanner to operate as per the job settings and not in any predefined 
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The  scan  lines  generated will need  to be  analyzed  for  TOF  till  it  is 
detected.  Those  scan  lines  collected  before  TOF  will  need  to  be 
deleted  and  should  not  be  allowed  to  flow  to  the  end  consumer 
memory. Once the TOF is detected, the buffer is reset such that the 
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